Zakacznik nr 22 do Zaproszenia

Informacja o dzialalnosci komitetu naukowego/preblemewege PAN w 2023r.

(sporzadzana w wersji elektronicznej; forma tradycyjna do uzgodnienia z wlasciwym adresatem)

Adresaci:
Wydzial PAN

(koordynujacy dziatalno$¢ komitetu naukowego/ problemowego objetego zakresem dziatania Wydziatu)

Gabinet Prezesa PAN

(w zakresie dzialalnosci komitetu problemowegoprzy Prezydium PAN)

I. Informacje ogodlne

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
I.1. Sktad osobowy 1 struktura organizacyjna Komitetu:
—  Prezydium:

Przewodniczacy:

Prof. dr hab. inz. Janusz GAJDA

Katedra Metrologii i Elektroniki

Akademia Gérniczo-Hutnicza w Krakowie
Wiceprzewodniczacy:

Prof. dr hab. inz. Ryszard SZPLET

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Dr hab. inz. Piotr KISALA

Politechnika Lubelska

Cztonkowie:

Prof. dr hab. inz. Janusz MROCZKA, czt. korespondent PAN
Politechnika Wroctawska

Sekretarz:

Dr hab. inz. Ryszard SROKA, prof. AGH

Katedra Metrologii i Elektroniki

Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie

Termin: 31.01.2024r.

— sktad osobowy Komitetu
Lp. | tytut/stopieri | Imie inazwisko ORCID adres e-mail Afiliacja
.. Grzegorz 0000-0002- . . . .
.inz. g @pg.edu.p
1 dr hab. inz BLASZKIEWICZ | 0846-2782 rzblaki edu.pl Politechnika Gdanska
Politechnika Wroctawska, Wydziat
) prof. dr hab. Jozef 0000-0001- iozef.borkowski@pwr.edu.pl Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemow,
inz. BORKOWSKI 7601-0967 | * * pwr.ecu.p Katedra Metrologii Elektronicznej i
Fotonicznej
3 dr hab R q 0000-0001 Narodowe Centrum Badan Jadrowych,
r hab. inz. yszar - - . i .
BRODA 6453-9716 ryszard.broda@polatom.pl Osrodek.Rad|0|zotopow POLATOM, ul.
Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock
4 dr hab. ins. Stawomir 0000-0002- s.cieszczyk@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydziat

CIESZCZYK 3986-2690

Elektrotechniki i Informatyki
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Dominik 0000-0001- L .
5 prof. dr hab. DOROSZ 5441-6851 ddorosz@agh.edu.pl AkademiaGorniczo - Hutnicza
o |profdrhab | denuse oooo0oos | o0 | oot Mickiowior 30,30.05
.. . . ,dl. N -
inz. GAIDA 4818-7663 .
Krakow,
7 dr hab. in3 Robert 0000-0001- rohan@orz.edu.ol Politechnika Rzeszowska im. I. tukasiewicza,
.inz. @prz.edu.p . L .
HANUS 8595-1478 Wydziat Elektrotechniki i Informatyki
prof. dr hab. Oleksandra 0000-0003- . .
. . @p .p
8 inz. HOTRA 5074-347X o.hotra@pollub.pl Politechnika Lubelska
. Wojskowy Instytut Techniki Inzynieryjnej
9 prof. dr hab. Agnieszka 0000-0002- aAi?;iiiI;?\;:/\;V:;)@zgt.:i::l im. prof. J6zefa Kosackiego, Wroctaw oraz
inz. IWAN 7705-6577 | 28 | DOCZA.0NEL | Akademia Wojsk Ladowych im. generata
B2 Tadeusza Kosciuszki, Wroctaw
Katedra Metrologii Elektronicznej i
10 dr hab. in3 Ireneusz 0000-0002- | ireneusz.jablonski@pwr.wroc. Fo.tonlcznej, V,Vde'a{. Elektr.onlkl, Fotonikii
-Inz. JABLONSKI 4963-5790 ol Mikrosystemow, Politechnika Wroctawska
50-317 Wroctaw, ul. B. Prusa 53/55
o Jacek 0000-0003- | ) ) Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut
11 | drhab.inz. JAKUBOWSKI 9935-2712 jacek.jakubowski@wat.edu.pl Systeméw Elektronicznych, Wydziat
Elektroniki
o Agata 0000-0003- | agata.jasik@imif.lukasiewicz. Zaktad Fotoniki, Sie¢ Badawcza tukasiewicz —
12 dr hab. inz. ; i e
JASIK 4051-499X gov.pl Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al.
Lotnikow 32/46, 02-668, Warszawa
Politechnika Gdanska, Wydziat Elektroniki
.. Waldemar 0000-0002- ) Telekomunikacji i Informatyki, Katedra
13 | drhab.inz. |\ \DERNALIK | 5476-348X waljende@pg.edu.pl Systemow Mikroelektronicznych, ul.
Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
prof. dr hab.
inz Marian . . .
14 ot rzec. KAZMIERKOWSKI mpk@isep.pw.edu.pl Politechnika Warszawska - PAN
PAN
Politechnika Lubelska, Wydziat
Elektrotechniki i Informatyki, Katedra
. Elektroniki
15 prof._ d_r hab. Piotr 0000-0002- p.kisala@pollub.pl i Technik Informacyjnych, Zaktadu
inz. KISALA 9985-5898 e .
Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, tel.:
+48 81 538 43 17, fax: +48 81 538 43 12
_ Marcin 0000-0003- . . . .
16 dr hab. inz. KOCHANOWICZ | 0251-186x M.kochanowicz@pb.edu.pl Politechnika Biatostocka
ptk dr hab. Krzysztof 0000-0002- | krzysztof.kopczynski@wat.ed . . .
17 ins. KOPCZYNSKI 6702-6374 wpl Wojskowa Akademia Techniczna
18 dr hab. inz Anna 0000-0002- | anna.kozlowska@imif.lukasie Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut
T KOZtOWSKA 8719-1617 wicz.gov.pl Mikroelektroniki i Fotoniki, Warszawa
Politechnika Slaska, Wydziat Automatyki,
. Monika 0000-0001- . Elektroniki i Informatyki, Katedra
19 dr hab. inz. KWOKA 6197-1191 monika.kwoka@polsl.pl Cybernetyki, Nanotechnologii i
Przetwarzania Danych - PAU
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki,
.. Wiestaw 0000-0002- . L Woydziat Informatyki, Elektrotechniki i
20 | drhab.inz. MICZULSKI | 8175-0078 | Wmiczulski@ime.uzzgora.pl |y oo o ki Uniwersytet Zielonogrski, ul.
Prof. Z 65-516 Zielona Goéra
prof. dr hab. . . .
in3 Politechnika Wroctawska, Wydziat
21 ot rzécz Janusz 0000-0001- ianusz.mroczka@pwr.edu.pl Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemow,
- fzecz. MROCZKA | 8006-0246 | 20UZ: DWT.ECU.B Katedra Metrologii Elektronicznej i
PAN, drh.c. . .
Fotonicznej - PAN
(mult.)
22 dr hab. inz Joanna 0000-0001- j.pawlat@pollub.pl Kat\i\(/jr:zﬁgﬁlglzftiitgéﬁr:iiilfll(:l:‘cc))t::rfgtncl)(lioglI’
.inz. .p @p .p ,
PAWLAT 8224-0355 4 B

Politechnika Lubelska
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Adam 0000-0002- Woydziat Elektroniki, Fotoniki i
23 dr hab. inz. 9140-1162 adam.polak@pwr.edu.pl Mikrosystemdw
POLAK . .
Politechnika Wroctawska
. Matgorzata 0000-0003- . . . .
24 dr hab. inz. . .edu.
r hab. inz PONIATOWSKA | 2102-7272 m.poniatowska@pb.edu.pl Politechnika Biatostocka
prof. dr hab.
inz. Antoni 0000-0002- . . . . .
25 it rzece. ROGALSKI 4985-7297 antoni.rogalski@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna - PAN
PAN
2 prof. dr hab. Jarostaw 0000-0003- . | ikora@pollub.ol Politechnika Lubelska, Katedra Automatyki i
inz. SIKORA 4843-0731 | |2ros:aW.slKOraEROTUD.D Metrologii
Agata 0000-0001- | agata.skwarek@imif.lukasiew ?lec Badawc.za. f_uka5|e.w.|cz- I.nstytut
27 dr hab. SKWAREK 8573-9223 ic2.80v.0l Mikroelektroniki i Fotoniki, Uniwersytet
= 1e2.50v.01 Morski w Gdyni
Katedra Metrologii i Elektroniki, Wydziat
28 dr hab. inz., Ryszard 0000-0003- ryszard.sroka@agh.edu.pl InEzle:iter:)iiteBcizzzlc’j /-\clizoemzr(\glz'emfig;n:‘rmtlz;-
prof. AGH SROKA 3677-713x | BEE EN-ECL.D ynierli Blomedyczney, '
Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,al.
Mickiewicza 30, 30-059 Krakow,
29 prof. dr hab. Jan 0000-0003- <7c2 mail.com brak
e vE@g .
inz. SZCZYGLOWSKI | 2623-6719
.. Mirostaw 0000-0003- . . .
30 dr hab. inz. SZMAJDA 3467-951X m.szmajda@po.edu.pl Politechnika Opolska
prof. dr hab. Ryszard 0000-0003- . . .
31 in3. SZPLET 3085-013X ryszard.szplet@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna
. Dariusz 0000-0003- . . . Politechnika Gdarska, Wydziat
32 | drhab.inz. SWISULSKI | 3020-0254 | dariusz.swisulski@pg.edu.pl Elektrotechniki i Automatyki
- Katedra Metrologii Elektronicznej i
. Grzegorz 0000-0003- | grzegorz.swirniak@pwr.edu.p . . . L -
33 dr hab. inz. . Fotonicznej, Wydziat Elektroniki, Fotoniki i
SWIRNIAK 4431-7547 I . . . .
Mikrosystemow, Politechnika Wroctawska
34 | ptk. mgrinz. TiORbGegtS brak roberttargos@02.pl Wojskowe Centrum Metrologii - Dyrektor
Elazbieta 0000-0003-
35 f. dr hab. ieta. .edu. j i i
prof. dr ha TRAENY 0318-1698 elzbieta.trafny@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna
gen. bryg. .
Przemystaw 0000-0001- | wachulak@gmail.comprzemy . . .
36 pr°f'i:ir hab. | \WACHULAK | 9853-7946 | slaw.wachulak@wat.edu.p| Wojskowa Akademia Techniczna
ptk dr hab. Jacek 0000-0003- . . Instytut Optoelektroniki, Wojskowa
37 inz. WOJTAS 4350-0729 lacek.wojtas@wat.edu.pl Akademia Techniczna
prof. dr hab.
inz. Wiestaw
- . i i i -
38 ot rzec. WOLINSKI brak wiw291@wp.pl Wojskowa Akademia Techniczna -PAN
PAN
prof. dr hab. Andrzej 0000-0003- . . . .
39 in3. ZAIAC 1464-8265 andrzej.zajac@wat.edu.pl Politechnika Biatostocka
.. Jarostaw 0000-0001- . — . .
40 dr hab. inz. ZYGARLICKI 9330-4369 j.zygarlicki@po.opole.pl Politechnika Opolska

badawczych?! 5, pozostatych 3)

zestawienie liczbowe: liczba cztonkéw ogdtem 40, w tym cztonkowie PAN 5 (PAN+AMU);
zatrudnionych w (jako gtéwnym miejscu pracy): jednostkach PAN 0, uczelniach 32, instytutach

komisje, sekcje lub zespoty (nazwy, przewodniczacy), liczba cztonkéw, udziat w ich sktadzie oséb

niebedacych cztonkami Komitetu. Nie powotano komisji, sekcji ani zespotéw.

1.2. Zakres dzialania Komitetu.

!instytuty badawcze w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
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Opracowywanie i analiza metod pomiarowych; pozyskiwanie, przetwarzanie i interpretacja
informacji ilosciowej o zjawiskach elektrycznych i nieelektrycznych (optycznych, mechanicznych,
fizykochemicznych, termicznych i innych); ocena btedéw i niepewnosci pomiaru. Podstawowe
kierunki badan: metody dedukcyjne i indukcyjne w modelowaniu matematycznym pdl fizycznych,
eksperymentalna ocena modeli pomiarowych, sensoryka (czujniki inteligentne, optoelektroniczne,
sieci czujnikowe i inne), fuzja danych, cyfrowe przetwarzanie danych i sygnatéw, algorytmizacja
problemu odwrotnego, mikro- i nanosystemy pomiarowe, telemetria, pomiary biomedyczne,
pomiary parametrow energii elektrycznej i procesdw technologicznych, monitorowanie
srodowiska, pomiary parametréw ruchu drogowego.

Komitet wydaje kwartalnik Metrology and Measurement Systems (LF, IF=1.155). Jest organizatorem
cyklicznych konferencji: Kongres Metrologiioraz Krajowa Konferencja Metrologii.

.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, numer telefonu
do kontaktow.

Akademia Gérniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Metrologii i Elektroniki
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow,
tel.: +48 12 617 39 72, fax: +48 12 633 85 65

e-mail: jgajda@agh.edu.pl, rysieks@agh.edu.pl,

I1. Zebrania Komitetu(opis)
II.1. Zebrania plenarne (data, najwazniejsze omawiane problemy,liczba i tematy
wygtoszonych referatow)

Zebranie plenarne Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, 6.06.2023, Krakow

10:30 Otwarcie zebrania i przywitanie uczestnikow Prof. ). Gajda
10:35 Woystgpienie Dziekana Wydziatu EAIilB, prof. Ryszarda Sroki
10:50 — Zatwierdzenie porzgdku obrad

10:40 - Wykorzystanie fal akustycznych do bezkontaktowego Drinz. D. Hemmerling
monitorowania oraz diagnostyki chordb i uczuc

11:45 — Przedstawienie informacji organizacyjnych Prof. K. Kopczynski
dotyczacych IX Kongresu Metrologii

12:00 — Informacje dotyczace kwartalnika M&MS Prof. R. Szplet

12:15 — Informacje dotyczace dziatalnosci Komitetu Prof. ). Gajda

- sprawozdanie roczne 2022,
- opinia nt. wspotczynnikdw kosztochtonnosci
- rozdziat nt. Komitetu w monografii jubileuszowej PAN
- spotkanie cztonkéw Komitetu z wtadzami i przedstawicielami GUM
12:30 — Dyskusja nad przysztoscig Komitetu Wszyscy
- zblizajacy sie koniec kadencji, wybory, zasady, terminarz, informacje
13:15 — Przyjecie protokotu z poprzedniego zebrania
13:15 — Zakonczenie obrad
- termin kolejnego zebrania plenarnego Komitetu (13.10.2023 — $roda, Ryn),
- sprawy rézne
13:45 — Wspdlny obiad
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14:30 — Zakonczenie spotkania
Protokét z zebrania jest dostepny pod adresem https://kmian.pan.pl/pl/dokumenty.

Zebranie plenarne Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, 12.09.2023, Zamek Ryn, godz.
17:00 - 18:30

Otwarcie zebrania i przywitanie uczestnikow Prof. J. Gajda
Zatwierdzenie porzadku obrad

Wstepne podsumowanie IX Kongresu Metrologii Prof. K. Kopczynski
Informacje dotyczace kwartalnika M&MS Prof. R. Szplet

w kontekscie nowego projektu listy czasopism punktowanych

Informacje dotyczace dziatalnosci Komitetu Prof. ). Gajda
- wybory do Komitetu (harmonogram),

Przyjecie protokotu z poprzedniego zebrania

Zakonczenie obrad, kolejne zebranie (?)
— wolne whnioski i sprawy wniesione

Zebranie odbyto sie w trakcie IX Kongresu Metrologii. Uczestnicy zebrania brali udziat w obradach
Kongresu. Wystuchali wygtaszane wyktady i referaty oraz wzieli udziat w sesji plakatowej. Zebranie
miato charakter otwarty. Wzieli w nim udziat przedstawiciele posiedzenie KMIiAN PAN, Gtéwnego
Urzedu Miar (Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak i Dyrektor Andrzej Kurkiewicz), Polskiej Unii
Metrologicznej (Dyrektor Biura PUM, prof. Jerzy J6zwik), a takze samodzielni pracownicy nauki
z innych osrodkow, ktoérzy brali udziat w Kongresie Metrologii.

Protokét z zebrania jest dostepny pod adresem https://kmian.pan.pl/pl/dokumenty.

Zebranie przedstawicieli Komitetu Metrologii z wtadzami Gtiéwnego Urzedu Miar, 21 marca 2023r.,
Kielce.

Program zebrania:

10:00 Przyjazd uczestnikéw do Kielc, bezposrednio do kampusu laboratoryjnego, zwiedzanie
kampusu oraz zapoznanie uczestnikow z perspektywa czasowg obecnego etapu i zakresem
inwestycji w kolejnych etapach.

12:30 Przejazd do hotelu Po Ztotg Rézg,

13:00 Obiad w restauracji hotelowej,

14:00 Obrady w sali konferencyjnej hotelu,

16:00 Zakonczenie zebrania i powrét uczestnikéw do domu.

W dniu 21 marca 2023 roku w Kielcach odbyto sie spotkanie cztonkdw Komitetu Metrologii i Aparatury
Naukowej PAN z kierownictwem i pracownikami Gtéwnego Urzedu Miar. Celem spotkania byto
zapoznanie cztonkéw Komitetu z zakresem oraz z aktualnym stanem realizacji projektu , Swietokrzyski
Kampus Laboratoryjny Gtéwnego Urzedu Miar” -
https://www.gum.gov.pl/pl/kampus/2461,Swietokrzyski-Kampus-Laboratoryjny-Glownego-Urzedu-

Miar-Etap-1-KAMPUS.html. Obecnie jest realizowany pierwszy etap projektu, obejmujacy budowe i
wyposazenie szesciu laboratoriow, budowe budynku administracyjnego oraz zaplecza hotelowego i
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technicznego. Cztonkowie Komitetu mieli okazje zapozna¢ sie perspektywami dotyczgcymi
uruchomienia pierwszych laboratoriéw oraz planami rozbudowy Kampusu w ramach drugiego etapu.

Podczas drugiej czesci spotkania przedstawiciele Gtdwnego Urzedu Miar przedstawili plany dotyczace
wyposazenia powstajacych laboratoridéw w aparature pomiarowg. W szczegdlnosci zostato oméwione
wyposazenie szesciu laboratoridw:

1. laboratorium pomiardéw fizyko-chemicznych (stanowiska pomiarowe: termometrii radiacyjnej,
badania cieczy nieniutonowskich, oceny paliw i przewodnictwa cieplnego, parametréw
klimatu),

laboratorium akustyki,

laboratorium sity,

laboratorium cisnienia,

laboratorium masy,

laboratorium czasu i dtugosci (maser wodorowy, fontanna cezowa, interferometr laserowy

oV e wWwN

oraz stot obrotowy +0.01 sekundy katowej, maszyna wspoétrzednosciowa (3mx3mx1.2m),
$ciana referencyjna do pomiaru bardzo duzych obiektdw, nanomaszyna pomiarowa (pomiar
struktur np. MEMS, biologia molekularna, pomiar siatki krystalicznej krzemu).

Nastepnie, obecni na spotkaniu cztonkowie Komitetu przedstawili swojg tematyke badawcza, ktéra
miesci sie w obszarze zainteresowan Gtéwnego Urzedu Miar. Ustalono, ze przedstawione propozycje
badan zostang szczegétowo omdwione z wybranymi pracownikami GUM. Po tych ustaleniach zostang
zgtoszone jako propozycje projektdow badawczych w drugiej edycji programu Polska Metrologia.W
szczegolnosci tematyka dyskusji dotyczyta:

a) precyzyjnych uktadéw pomiarowych wspoétpracujgcych z rezystancyjnymi czujnikami temperatury
(oferta dla Laboratorium Temperatury w Zaktadzie Chemii Fizycznej i Srodowiska GUM),

b) spektroskopii absorpcyjnej i optoelektronicznych czujnikéw gazow,

c) optoelektroniki jako obszaru wspotpracy dydaktycznej w ramach doktoratu wdrozeniowego.

I1.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najwazniejsze omawiane problemy)

Zebranie Prezydium Komitetu — 2.02 2023r.

Zebranie zostato zorganizowane w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy MS_Team:s.

Podczas zebrania obecni byli: Prof. Ryszard Szplet, Prof. Piotr Kisata, Prof. Ryszard Sroka oraz Prof.
Janusz Gajda.

Zebranie byto poswiecone ustaleniu terminu organizacji Il Krajowej Konferencji Metrologii. W
pierwotnym zatozeniu dwie konferencje metrologiczne organizowane prze Komitet Metrologii tj.
Kongres Metrologii oraz Krajowa Konferencja Metrologii miaty by¢ organizowane naprzemiennie,
kazda w cyklu 3-letnim. W efekcie odstep pomiedzy kolejnymi konferencjami metrologicznymi
organizowanymi przez Komitet Metrologii wynositby ok. 1.5 roku.

Ze wzgledu na to, ze Kongres Metrologii nie odbyt sie zgodnie z tym planem tj. w roku 2022, zaburzony
zostat planowany wczesniej porzgdek. Kongres Metrologii odbedzie sie we wrze$niu 2023 roku.

W zwigzku z tym Prezydium Komitetu Metrologii rekomenduje zorganizowanie KKM na wiosne 2025
roku, co pozwoli powrdci¢ do pierwotnie planowanego rozktadu obu konferencji w cyklu 1.5 roku.
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Prezydium podkresla konieczno$¢ zachowania statego terminu organizacji obu konferencji tj. Kongres
Metrologii w jesieni, a KKM na wiosne. Ponadto uznano za celowe podjecie staran zmierzajgcych do
uwzglednienia w tym harmonogramie konferencji metrologicznej organizowane] przez Polskg Unie
Metrologiczng, gdyby jej dziatania byty planowane w dtuzszym horyzoncie czasowym.

Dyskutowano réwniez nad sprawg konferencji metrologicznej organizowanej przez Polskg Unie
Metrologiczna (w ubiegtym roku odbyta sie w Lublinie), ktéra mogtaby by¢ jakas konkurencja. Uznano,
ze warto podtrzymywac wspotprace pomiedzy Komitetem Metrologii i Polskg Unig Metrologiczna.

Zebranie Prezydium Komitetu — 29.05.2023r.
Obecni: Prof. Ryszard Szplet, prof. Piotr Kisata, dr hab. inz. Ryszard Sroka, prof. Janusz Gajda
Zebranie odbyto sie w trybie zdalnym, na platformie MS-Teams. Rozpoczeto sie o godz. 16:00.

Gtéwnym tematem zebrania byly zblizajgce sie wybory cztonkdéw komitetow naukowych PAN na
nadchodzaca kadencje 2024 — 2027.

Przewodniczacy Komitetu Metrologii przedstawit informacje przekazane w tej sprawie podczas
ostatniego zebrania plenarnego Wydziatu IV PAN, ktére odbyto sie w kwietniu 2023r. w Warszawie.
Omoéwione zostaty statystyki ostatnich wyboréw oraz reprezentatywnos¢ Komitetu Metrologii w
odniesieniu do srodowiska metrologéw w Polsce. Wskazano osrodki metrologiczne, ktére nie s3
reprezentowane w Komitecie w obecnej kadencji. Przedyskutowane zostaty dziatania, ktdre nalezy
podjac¢ w celu zwiekszenia reprezentatywnosci Komitetu Metrologii.

Zebranie Prezydium Komitetu — 12.09.2023r. Zamek Ryn.
Obecni: prof. Ryszard Szplet, prof. Janusz Mroczka, prof. Ryszard Sroka, prof. Janusz Gajda.

Tematyka:

- wstepne podsumowanie i ocena IX Kongresu Metrologii,

- prowadzenie akcji informacyjnej zwigzanej ze zgtaszaniem czynnego i biernego udziatu w wyborach
do komitetdw naukowych PAN,

- dziatania podejmowane w celu integracji krajowego srodowiska metrologicznego oraz w zakresie
wspotpracy z GUM i Polskg Unig Metrologiczng — koordynacja kalendarza organizacji konferencji
naukowych w obszarze metrologii

Zebranie Prezydium Komitetu — 8.12.2023r.
Obecni: prof. Ryszard Szplet, prof. Piotr Kisata, prof. Janusz Gajda.
Zebranie odbyto sie w trybie zdalnym, na platformie MS-Teams.

Tematyka:

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie kwartalnika Metrology and Measurement Systems w roku
2024,

- przygotowania i gromadzenie materiatéw do sprawozdania z dziatalno$ci Komitetu w roku 2023.

- omoéwienie wynikéw wyboréw do Komitetu na kadencje 2024 — 2028.

- podziekowanie Przewodniczgcego skierowane do cztonkéw Prezydium za dobrg wspdtprace w
konczacej sie kadencji.
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I1.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespolow (data, liczba i tematy wygloszonych referatow) —w
strukturze Komitetu Metrologii nie powotano komisji, sekcji ani zespotow.

I11. Konferencje(debaty, dyskusje, inne formy spotkan naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ wspolorganizowane przez Komitet lub
organizowane pod patronatem Komitetu:

Liczba ogolem 1.

W tym:
Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba uczestnikow Liczba Dofinans.
data, miejsce wspotorgani- krajowa mi¢dzy- ogbétem | z zagranicy | wystapien | ze Srodkow
zatorzy, patronat narodowa DUN (w zb)
1. IXKongres Patronat TAK NIE 90 0 68
Metrologii Komitetu
Metrologii PAN

W tabeli: liczba wystgpien — taczna liczba wszystkich rodzajow wystgpien konferencyjnych

II1.2 Omoéwienie wynikéw konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej
przez Komitet dyscypliny naukowe;j.

W dniach 10 — 14 wrzes$nia 2023 r. Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej razem
z Komitetem Metrologii i Aparatury Naukowej PAN zorganizowat IX Kongres Metrologii’2023.

Kongres, dofinansowany ze Srodkéw Budzetu Paristwa ,Doskonata Nauka” (UMOWA Nr
KONF/SP/0101/2023/01) odbyt sie w Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym na Zamku
w Rynie.

Patronat honorowy nad IX Kongresem objagt Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen.
bryg. prof. dr hab. inz. Przemystaw Wachulak i Prezes Gtownego Urzedu Miar prof. dr hab. Jacek
Semaniak a patronat naukowy sprawowat Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii
Nauk.

W przemédwieniu otwierajgcym Kongres Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen.
bryg. prof. dr hab. inz. Przemystaw Wachulak powiedziat m.in., ze ,,Metrologia odgrywa wazng role we
wszystkich dziedzinach zycia i jest powszechnie uznawana za nauke interdyscyplinarng, faczy wszystkie
gatezie przemystu, a takze spaja sektory gospodarki. Réwniez w nauce wszystko co zostaje osiggniete,
wymaga sprawdzenia, weryfikacji, pomiaru”. Rektor-Komendant WAT podkreslit, ze celem Kongresu
jest wymiana pogladow idoswiadczern miedzy przedstawicielami réznych srodowisk idyscyplin
naukowych oraz prezentacja wynikdéw badan dotyczacych problemdéw wspdtczesnej metrologii.
,Nowoczesne technologie IT wymagajg systemdw pomiarowych zwigzanych z transmisjg ogromnych
zbioréw danych, adynamicznie rozwijajgca sie inzynieria biomedyczna i biotechnologia,
nanotechnologia, energetyka, inzynieria materiatowa, technologie kwantowe i satelitarne nie mogg
istnie¢ bez nowoczesnych i bardzo doktadnych systemdéw pomiarowych”.

W ramach Kongresu odbyto sie otwarte zebranie plenarne Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
PAN z udziatem Prezesa Gtéwnego Urzedu prof. dr. hab. Jacka Semaniaka i przedstawicieli Urzedu,
przedstawicieli Polskiej Unii Metrologicznej, Wojskowego Centrum Metrologii i Komitetu Naukowego
Kongresu. Celem dyskusji byto podjecie wspdlnych, skorelowanych dziatan w zakresie rozwoju polskiej
metrologii i organizacji krajowych konferencji naukowych.
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Uczestnikami Kongresu byli naukowcy z Politechniki Poznanskiej, Biatostockiej, Lubelskiej, Gdanskiej,
Warszawskiej, Slaskiej, Krakowskiej, Swietokrzyskiej, Wroctawskiej, Akademii Gérniczo-Hutniczej,
Uniwersytetu Szczeciniskiego, Morskiego, Warmirisko-Mazurskiego, Slaskiego, Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Ladowych,
Gtéwnego Urzedu Miar, przedstawiciele Komendy Portu Wojennego, Wojskowego Osrodka
Metrologii, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Wojskowego Instytutu Techniki Inzynieryjnej, Sieci
Badawczej tukasiewicz, Fabryki tozysk Tocznych Krasnik S.A., Centralnego Osrodka Metrologii,
Wojskowego Centrum Metrologii, Polskiej Unii Metrologicznej PUM, Narodowego Centrum Badan
Jadrowych oraz z Wojskowej Akademii Technicznej.

Obrady Kongresu podzielone zostaty na sesje tematyczne. Trzy sesje obejmowaty prace realizowane
w ramach programu Polska Metrologia, pozostate dotyczyly pomiaréw wielkosci mechanicznych,
systemdéw pomiarowych itransmisji danych, pomiaréw temperatury, oceny doktadnosci pomiaru,
pomiardw wielko$ci geometrycznych, metrologii optycznej ifotonicznej z elementami metrologii
uktadéw  kwantowych, pomiaréw w medycynie, metrologii w inzynierii biomedycznej
i biotechnologiach, pomiaréw wielkos$ci elektrycznych, metrologii w procesach przemystowych,
inzynierii materiatowej oraz nowych kierunkéw w metrologii.

W ramach Kongresu rozstrzygniety zostat konkurs dla mtodych naukowcéw na najlepsze wystgpienie
i plakat. Decyzjg Komisji, laureatem pierwszej nagrody za najlepsze wystgpienie pt. ,Estymacje pozycji
Zrenicy z uzyciem mikrozwierciadta MEMS i ich weryfikacje in-silico” zostat mgr inz. Mateusz Pomianek
z Wojskowej Akademii Technicznej. drugg nagrode za najlepsze wystgpienie pt. ,Redukcja szumu
w uktadach laserowej spektroskopii absorpcyjnej za pomocg gtebokich sieci autoenkodujgcych”
otrzymat mgr inz. Filip Musiatek z Wojskowej Akademii Technicznej i pierwszg nagrode za najlepszy
plakat pt. ,Pomiary charakterystyk ttumienia absorberéw promieniowania elektromagnetycznego
w szerokim zakresie czestotliwosci” otrzymat mgr inz. Kacper Karcz reprezentujacy Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych. Nagrody wreczyt Przewodniczacy Kongresu dr hab. inz. Krzysztof Kopczynski, prof.
WAT i Przewodniczgcy Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. dr hab. inz. Janusz Gajda.

W Kongresie brato udziat 90 uczestnikow reprezentujgcych 24 uczelnie i 16 instytucji. W 12 blokach
tematycznych odbyto sie 9 sesji wyktadowych, na ktérych zaprezentowano 45 wyktadéw. Na sesji
plakatowej przedstawiono 23 plakaty.

IV. Inne formy dzialalnosci upowszechniajacej i promujacej nauke(opis)

(audycje 1 programy w radiu i telewizji, udziat w festiwalach nauki, piknikach naukowych,
wystgpienia w mediach elektronicznych, artykuty w prasie popularyzujace nauke itp. — dotyczy
dziatan, w ktorych bezposrednio zaangazowany byt Komitet lub jego struktury wewnetrzne).

V. Dzialania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/
problemu(opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich wtasne;j
inicjatywy lub na wniosek jednego z organdw Akademii); formulowanie zadan waznych dla
rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innych dziatan naukowych o
charakterze interdyscyplinarnym, wspdtpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii
na rzecz wspierania rozwoju o0sob rozpoczynajacych karier¢ naukowa m.in. formulowanie
priorytetow badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie
programéw badawczych oraz standardow 1 kierunkow ksztalcenia w  zakresie
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reprezentowanych dyscyplin/ problemu objetych zakresem dzialania Komitetu, inne
wynikajace ze specyfiki dzialania Komitetu (dotyczy dziatan, w ktorych podmiotem byt
Komitet lub jego struktury wewnetrzne, a nie poszczegolne osoby).

Udziat cztonkdéw Komitetu w pracach wielu organizacji naukowych i zawodowych krajowych i
miedzynarodowych, recenzowanie monografii naukowych, artykutow w czasopismach oraz
zgtaszanych na konferencje naukowe, sprawowanie opieki naukowej nad mtodymi pracownikami
nauki, opracowywanie recenzji zwigzanych z awansem naukowym, dziatalno$¢ w radach czasopism
naukowych zaréwno krajowych jak rowniez zagranicznych, udziat w pracach rad naukowych jednostek
krajowych i zagranicznych, udziat w pracach krajowych organizacji oraz organdéw opiniodawczo-
doradczych i przedstawicielskich srodowisk naukowych.

Realizacja trzech projektéw badawczych, wykonywanych we wspodtpracy cztonkéw Komitetu
Metrologii i pracownikow Gtéwnego Urzedu Miar, w ramach programu ,,Polska Metrologia”. Sg to:
1. Metodyka oceny przydatnosci wybranych przeptywomierzy zwezkowych do pomiaréw

dwufazowych ciecz-gaz, dr hab. inz. Robert Hanus (PRz),

2. Przygotowanie zabezpieczenia metrologicznego dla wprowadzenia do stosowania w Polsce
systemdow WIM dziatajgcych w trybie , direct mass enforcement” (e-WIM), dr hab. inz. Ryszard
Sroka, prof. dr hab. inz. Janusz Gajda,

3. Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowego przetwarzania danych
na rzecz ulepszonych proceséw i produktéw, dr hab. inz. Matgorzata Poniatowska.

Cztonek zespotu redakcyjnego czasopisma ,Energetyka rozproszona” — promowanie tego
interdyscyplinarnego obszaru badawczego w tym czasopismie, poprzez organizacje Forum Energetyki
Rozproszonej i organizacje Konferencji w tej tematyce, (prof. R. Sroka).

Petnienie funkcji redaktora naczelnego oraz redaktora dziatowego w czasopismie naukowym
Metrology and Measurement Systems (prof. R. Szplet, prof. J. Jakubowski, prof. J. Wojtas, prof. I.
Jabtonski).

V.2 Dzialalno$¢ ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

V.2.1. Ekspertyzy?: zagadnienie/temat, wykonawca/wspolwykonawca, zleceniodawca lub
jednostka wnioskujaca, termin wykonania (rok rozpoczecia i rok zakonczenia) odbiorca,
sposOb wykorzystania, sposob upowszechniania, inne instytucje lub osoby, ktérym ekspertyza
byta przedstawiana (wykaz, opis).

Opracowanie przez Prezydium Komitetu opinii nt. Rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wspétczynnikéw kosztochtonnosci. Opinia jest dostepna na
stronie internetowej Komitetu pod adresem https://kmian.pan.pl/pl/dokumenty, w rozdziale
Ekspertyzy Komitetu.

Ponadto zostata opracowana propozycja tematow szesciu ekspertyz, ktore potencjalnie mogliby
wykonaé cztonkowie Komitetu. Wykaz jest adresowany do podmiotdw administracji centralnej i
terenowej oraz do przedsiebiorstw branzowych zainteresowanych tg tematyka. Wykaz tematdéw zostat

2Jako ekspertyzy nalezy traktowaé wylacznie opracowania analityczne przedstawiajace stan problematyki
stanowigcej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki dziatan dla rozwigzania problemu, wraz z propozycjami
zastosowan oraz wskazaniem adresatow i odbiorcow, ktorzy te wnioski moga wprowadzi¢ i okresleniem
konkretnych efektow, jakie te rozwigzania moga przynies¢.
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opublikowany na stronie internetowej Komitetu pod adresem: https://kmian.pan.pl/pl/obszary-
kompetencji. Wykaz zostat rowniez przekazany do Przewodniczgcego Polskiej Unii Metrologiczne;.

Ponizej wykaz proponowanych tematéw ekspertyz:

1. Pomiary jakosci energii elektrycznej oraz rejestracja i analiza przebiegéw pradowych oraz
napieciowych w sieciach niskiego napiecia,

Badanie wptywu jakosci zasilania na prace urzadzen elektrycznych niskiego napiecia,
Badanie licznikéw energii elektrycznej,

Statystyczna analiza danych pomiarowych sygnatéw elektrycznych oraz biomedycznych,
Badanie wptywu mikroklimatu na prace urzgdzen elektrycznych,

o v kA wWwN

Uwarunkowania formalne oraz techniczne wprowadzenia w Polsce administracyjnych
systemdw dynamicznego wazenia pojazddw samochodowych.

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

Opiniowanie ,, Rocznego planu dziatania GUM na 2023”,
Opiniowanie ,Sprawozdania z realizacji rocznego planu dziatania Gtéwnego Urzedu Miar w 2022”,

V.3. Inne dziatania wynikajace ze specyfiki dzialania Komitetu (opis).

Na stronie internetowej Komitetu zostaty opublikowane specjalnosci poszczegdlnych cztonkéw. Wykaz
jest adresowany do wszystkich podmiotéw zainteresowanych opinig nt. zagadnied dotyczacych
szeroko pojetej metrologii. W szczegdlnosci jest on adresowany do jednostek samorzadu
terytorialnego, jednostek administracji paistwowej, medidw, przedsiebiorstw branzowych, jednostek
dydaktycznych. Wykaz specjalnosci jest dostepny pod adresem: https://kmian.pan.pl/pl/obszary-

kompetencji.

VI. Dzialalno$¢ wydawnicza

VI.1
Wydawnictwa Dofinans. ze
Wyszczegoblnienie Tytut publikacji W wersji: Naktad srodkow DUN
Wydawca/wspotwydawca | - drukowanej (w egz.) (w zb)
- elektronicznej
Wydawnictwa ciggte (w tym | 1) Metrology & drukowanej i 4*90egz 91417,83 zt
czasopisma, np. miesieczniki, | Measurement Systems - | elektronicznej
kwartalniki; inne periodyki) kwartalnik
Pozostate publikacje 1) Historia i dziatalnos$¢ elektronicznej— | nie dotyczy | 0.0
Komitetu Metrologii i https://kmian.pa
Aparatury Naukowej _p_[g;n.. |/pl/aktualnos
Ci

VI1.2. Omowienie dziatalno$ci wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

Komitet wydaje czasopismo Metrology & Measurement Systems (M&MS). M&MS nalezy do czotowych
czasopism Wydz. IV PAN. Zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych MNiSW (grudzien
2023) za publikacje w czasopismie M&MS przyznawanych jest 100 punktow. M&MS jest kwartalnikiem
0 zasiegu miedzynarodowym, indeksowanym miedzy innymi w gtdwnych bazach publikacyjnych
Journal Citations Reports (Lista filadelfijska) i Scopus, wedtug ktérych jego wskazniki scientometryczne
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za rok 2022 wynoszg odpowiednio: Impact Factor- 1, a CiteScore — 2,0. Spodziewana wartos¢
wskaznika Impact Factor za rok 2023 wynosi okoto 1, a CiteScore okoto 2,0. Wartosci wymienionych
wskaznikow dla czasopisma za okres od 2010 roku pokazane sg na ponizszych wykresach.
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W poprzednich latach liczba artykutéw nadsytanych do czasopisma wynosita kazdego roku powyzej 150
(rys. ponizej). Po zauwazalnym spadku w latach 2021-2022, w ubiegtym roku nadestano 158
manuskryptow. Blisko potowa z nich zostata odrzucona na etapie wstepnej weryfikacji, bez wysytania
do recenzji, z uwagi na relatywnie niskg jakos¢ lub niezgodnos¢ tematyczng z profilem czasopisma. W
celu zachowania mozliwie wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych tekstéw wskaznik
odrzucen nadal utrzymuje sie na wzglednie wysokim poziomie, tj. powyzej 63 %. Dodatkowo, celem
poprawy jakosci publikowanych tresci, zwiekszono ostatnio liczbe zaproszen do recenzji. W 2023 r.
otrzymano tacznie 305 recenzji procedowanych artykutéw. Warto zauwazyé, ze uzyskanie tej liczby
recenzji wymagato wystosowania niemal trzykrotnie wiekszej liczby zaproszen (920).

Liczba nadestanych i opublikowanych artykutéw Liczba recenzji i wskaznik odrzucen
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Gtéwnymi autorami artykutéw nadsytanych do M&MS sg naukowcy z Polski oraz Chin (patrz wykresy
ponizej). W roku 2022 po raz pierwszy dominujgcym krajem pochodzenia autoréow byty Chiny. W roku
2023 trend ten sie utrzymat, chociaz naptyw manuskryptéw z Polski zwiekszyt sie znaczaco (z 29% w
roku 2022 do 53% w roku 2023). Warto przy tym zauwazy¢, ze manuskrypty pochodzace z Polski sg
lepiej przygotowane i stad majg mniejszy wskaznik odrzucen niz pochodzace z Chin.
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2021 2022 2023

inne (20; 15%)

AP, inne (28; 23%)
Chiny (31; 26%) Indonezja (4; 3%)

Polska (40; 30%)
Eqgipt (4: 3%)

inne (43; 32%) Chiny (54; 35%)

Algieria (4; 3%)
Turcja (5; 3%)
Egipt (4; 3%)

Indie (11; 7%)
Algeria (5 4%)

Pakistan (5; 4%) Indie (11;9%)
Polska (29; 23%)

Chiny (23:17%) Turcja (10; 7%)

Turcja (15; 12%) Polska (53; 34%)

indie (13; 10%)

Czasopismo M&MS jest wydawane w jezyku angielskim, w formach papierowej i elektroniczne;j.
Publikuje oryginalne prace dotyczace badan, rozwoju i zastosowan metrologii (ang. measurement
science and technology). Gtdwnym elementem misji czasopisma jest (1) wspieranie ksztatcenia mtodej
kadry naukowej i promowanie jej awanséw naukowych, przez publikowanie wynikdw prac badawczych
zwigzanych z realizacjg przewoddw doktorskich i habilitacyjnych oraz (2) upowszechnianie wiedzy
dotyczacej najnowszych metod i technik metrologicznych.

Objetos¢ M&MS w arkuszach wydawniczych (wszystkich numerdéw) 68.9
w tym arkuszy wydawniczych tekstu naukowego (bez reklam, artykutdéw sponsorowanych itp.)

68.9
Naktad (kazdego numeru): 85

Formy i zasieg upowszechniania wynikdw zadania z podaniem liczby egzemplarzy:
- sprzedanych w prenumeracie zagranicznej: -
- sprzedanych w prenumeracie krajowe;j: -
- sprzedanych bezposrednio: -
- przekazanych w drodze wymiany: -
- przekazanych nieodptatnie: 85

Dofinansowanie w ramach upowszechniania i promocji przez PAN dziatalnosci naukowej w roku
2023 wyniosto 91 561,47 zt.

Czasopismo jest wydawane takze w wersji elektronicznej za posrednictwem Czytelni Czasopism PAN.
Upowszechniane jest wedtug formuty Open Access i dostepne na witrynie http://journals.pan.pl/mms.
Informacje o artykutach s dostepne réwniez na witrynie internetowej czasopisma
www.metrology.wat.edu.pl.

W roku 2023 podjeto kolejne dziatania modernizacyjne majace na celu podniesienie poziomu
i uatrakcyjnienia czasopisma, w tym:

- wydano dyplomy uznania dla edytorow sekcyjnych, recenzentéw oraz autoréw artykutéw,
ktorzy
w istotny sposdb przyczynili sie do rozwoju czasopisma M&MS w roku 2022;

- odnowiono paszport czasopisma na platformie Index Copernicus, tym samym czasopismo jest
nadal indeksowane w bazie ICI World of Journals,

- dokonano korekty brakujgcych cytowan w bazie Web Of Science oraz Scopus.

Perspektywy czasopisma na kolejny rok: wskaznik IF powinien utrzymywa¢ sie na poziomie 1,0-1,1.

S3 i nadal bedg podejmowane dziatania majgce na celu zwiekszenie aktywnosci cztonkéw Komitetu
Metrologii w zakresie publikowania swoich prac w czasopismie M&MS oraz dziatania zwigzane z
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promocjg czasopisma. Jednoczesnie bedzie utrzymywany wysoki poziom merytoryczny prac
akceptowanych do publikacji w czasopismie.

Historia i dziatalnos¢ Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej — W zwieztym ujeciu zostata
przedstawiona historia Komitetu oraz jego obecna dziatalnos¢. Tekst zostat opracowany z okazji 70-
lecia Polskiej Akademii Nauk. Zostat opublikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Komitetu pod adresem https://kmian.pan.pl/pl/aktualnosci.

VII. Aktywnos$¢ miedzynarodowa Komitetu(opis)

Wspotpraca Komitetu z organizacjami migdzynarodowymi w zakresie reprezentowanej
dyscypliny/problemu naukowego (m.in. petnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego
ds. wspolpracy z organizacjami naukowymi, wspotpraca z innymi mi¢dzynarodowymi
organizacjami naukowymi, udzial czionkéw Komitetu we wladzach, pracach komis;ji,
komitetow itp. miedzynarodowych organizacji naukowych.)

Cztonkostwo w Miedzynarodowym Komitecie Metrologii Radionuklidow (ICRM); cztonek Komitetu
Nominujgcego, (prof. R. Broda),

Delegat do Sekcji Il Komitetu Konsultacyjnego dla Promieniowania Jonizujacego (CCRI(Il)), BIPM,
Sevres, Francja, (prof. R. Broda),

EURAMET - DI Contact Person w Narodowym Centrum Badan Jadrowych (NCBJ) Osrodek
Radioizotopéw POLATOM, (prof. R. Broda),

Cztonek Grupy Roboczej Ciektych Scyntylatoréw (LSC) miedzynarodowego komitetu ICRM, (prof. R.
Broda),

Cztonek Grupy Roboczej (ESWG) dla rozszerzenia systemu referencyjnego SIR w Sekcji Il CCRI(Il), (prof.
R. Broda),

Cztonek Grupy Roboczej poréwnan kluczowych (KCWG) w Sekcji Il CCRI(Il), (prof. R. Broda),

Cztonek Sensors Topic Board (MDPI), https://www.mdpi.com/journal/sensors/topic_editors, (prof. J.
Woijtas),

Cztonek IEEE Sensors Council oraz IEEE Photonics Society, (prof. J. Wojtas),

Cztonek The Optical Society, (prof. J. Wojtas),

Cztonek Institute of Fundamental and Frontier Sciences, (prof. J. Wojtas),

Cztonek Association of IFFS (Institute of Fundamental and Frontier Sciences),(prof. J. Wojtas),

Ekspert grupy konsultacyjnej Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), (prof. J. Wojtas),

Cztonek IEEE Instrumentation and Measurement Society, (prof. A. Polak),
Redaktor pomocniczy w IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, (prof. A. Polak),

VIII.WspolpracaKomitetu z organami rzadowymi, samorzadowymi, innymi w zakresie
reprezentowanej dyscypliny/problemu naukowego(opis)

(np.wspotpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rzadowej, samorzadu
terytorialnego, wspotpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami).

Taka wspotpraca jest bardzo utrudniona z powodu koniecznosci pokrywania kosztéw delegacji

ponoszonych w zwigzku z udziatem w spotkaniach z przedstawicielami wymienionych organdw, ze
srodkéw macierzystych instytucji poszczegdlnych cztonkéw Komitetu.
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W dniu 21 marca 2023 roku w Kielcach odbyto sie spotkanie cztonkdw Komitetu Metrologii i Aparatury
Naukowej PAN z kierownictwem i pracownikami Gtéwnego Urzedu Miar. Celem spotkania byto
zapoznanie cztonkéw Komitetu z zakresem oraz z aktualnym stanem realizacji projektu , Swietokrzyski
Kampus Laboratoryjny Gtéwnego Urzedu Miar” oraz ustalenie obszaréw wspétpracy naukowej
pomiedzy Komitetem i Urzedem.

Cztonkowstwo przedstawicieli Komitetu w Radzie Metrologii przy Prezesie Gtéwnego Urzedu Miar w
kadencji 2022 — 2025r. (prof. J. Gajda i prof. R. Broda),

Cztonek Zarzadu Gtéwnego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, (prof. D.
Swisulski),

Przewodniczagcy Oddziatu Gdanskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej, (prof. D. Swisulski),

Cztonek Akademii Inzynierskiej w Polsce, (prof. D. Swisulski),

Cztonek grupy eksperckiej MNiSW w ramach programu Horyzont Europa ,,European Partnership on
Metrology”, (prof. R. Broda),
Cztonek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, (prof. R. Broda),

Wspdtpraca z Wojewddzkim Zarzgdem Drog w Krakwowie (prof. J. Gajda, prof. R. Sroka),
Wspétpraca z SEP i PTETIS, (prof. R. Sroka).

Wspotpraca naukowa z Gtéwnym Urzgd Miar (Laboratorium Czasu i Czestotliwosci) w Warszawie jest
prowadzona na podstawie zawartej wieloletniej umowy o wspdtpracy. W wyniku tej wspétpracy
zaproponowatem zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania odchylen Polskiej Skali Czasu
UTC(PL). Otrzymane pozytywne wyniki przeprowadzonych badan umozliwity w 2016 r. opracowanie i
wdrozenie przez IMEI(UZ) innowacyjnej metody prognozowania odchylen Polskiej Skali Czasu UTC(PL),
opartej na sieci neuronowej typu GMDH. Byto to wéwczas podejscie nieznane w literaturze $wiatowej.
Od tego czasu prognozowanie UTC(PL) tg metodg jest prowadzone raz w tygodniu w IMEI UZ. Od 2018
roku skala UTC(PL) jest realizowana przez maser wodorowy. Otrzymane wyniki badan wskazujg na
wysokg jakos¢ prognozowania odchylen UTC(PL), porownywalng ze skalg UTC(NPL) nalezacy do grupy
najlepszych skal czasu na swiecie. Skala UTC(NPL) realizowana jest w Narodowym Laboratorium fizyki
w Teddington (Wielka Brytania) z zastosowaniem masera wodorowego nadzorowanego pierwotnym
wzorcem czestotliwosci w postaci fontanny cezowej, (prof. W. Miczulski).

Petnomocnik Rektora Wojskowej Akademii Technicznej w Klastrze Metrologicznym, (prof. J. Woijtas),

Petnienie funkcji eksperta NCBiR w programie Bridge Alfa, (prof. A. Polak).

IX. Pozostale informacje, istotne ze wzgledu na specyfike dzialalnosci Komitetu.

Recenzowanie artykutdw naukowych w czasopismach posiadajacych IF jak np. IEEE Transactions on
Instrumentation & Measurement, Metrology and Measurement Systems, Sensors (MDPI), Materials
(MDPI), oraz w innych czasopismach naukowych.
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Krakéw dnia 31.01.2023 r.
Prof. dr hab. inz. Janusz Gajda
(Przewodniczgcy Komitetu)

Prof. Janusz Gajda, tel.: 604 — 122 - 618
(Imie i nazwisko, nr telefonu osoby sporzadzajacej informacje)
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